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摘要(译)

本发明是为了简化与超声波探头对检查体施加的绝对压力的检测有关的
作业，提高使用性。在弹性耦合器已经附着到超声波发射器/接收器表面
上以及弹性耦合器处于初始状态而没有压力的事实被检测到（S2，S3）
的事实中，初始弹性耦合器的初始厚度状态的情况下（S6），基于包含
在RF信号中并且由于弹性耦合器而引起的多重回波的消失来检测弹性耦
合器处于加压状态的事实，弹性耦合器的厚度加压状态是通过检测加压
状态下的试验体和弹性联接器之间的边界而获得的，厚度变化是基于加
压状态下的厚度和初始厚度（S7）获得的，并且施加到基于弹性耦合器
的厚度变化和预设弹性特性评估测试对象（S8）。
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